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Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _GoBack]Dostawa Spektrometru FT-IR
	I. Zakres spektralny
	Min. 350 – 8 000 cm-1.
Możliwość rozszerzenia zakresu spektralnego do 15 – 28 000 cm-1.

	II. Detektor
	Wysokoczuły stabilizowany temperaturowo detektor DLaTGS.

	III. Rozdzielczość
	Zdolność rozdzielcza lepsza niż 0,16 cm-1.

	IV. Dokładność pomiaru liczby falowej
	<0.005 cm-1 przy 1554 cm-1.

	V. Precyzja liczby falowej
	<0.0005 cm-1 przy 1554 cm-1.

	VI. Stosunek sygnału do szumu
	Min. 60 000:1 (przy pomiarze w czasie 1min. i rozdzielczości 4cm-1) dla detektora DLaTGS.

	VII. Dokładność fotometryczna
	Lepsza niż 0.1 % T.

	VIII. Przystawka ATR
	Przystawka wyposażona w monolityczny kryształ diamentowy wprasowany w płytkę o wysokiej trwałości. Przystawka typu „high-pressure” pracująca w zakresie min. 350 – 8000 cm-1 zapewniająca pomiary ciał stałych i cieczy.
Po zamontowaniu przystawki odbywa się automatyczny test sprawdzający min. stosunek sygnału do szumu oraz automatyczne zaczytywane są podstawowe parametry pomiarowe. 

	IX. Interferometr
	Interferometr wykorzystujący lustra kubiczne, ustawiony na stałe, nie wymagający justowania dynamicznego lub justowania automatycznego. Interferometr bezłożyskowy, bezsmarowy.

	X. Lustra
	Spektrometr musi być wyposażony w lustra aluminiowe.

	XI. Optyka
	Optyka spektrometru tj. beamsplitter oraz okienka w komorze pomiarowej wykonane z KBr.

	XII. Laser
	Spektrometr musi być wyposażony w precyzyjny laser HeNe.

	XIII. Źródło IR
	Źródło IR o długim okresie żywotności.

	XIV. Przetwornik A/D
	24 bit dynamiczny zakres.

	XV. Możliwość rozbudowy spektrometru
	Spektrometr musi umożliwiać w przyszłości rozszerzenie o mikroskop FT-IR z matrycą FPA, mikroskop IR-QCL, moduł FT-Raman.

	XVI. Porty podłączeniowe
	Spektrometr musi być wyposażony w porty podłączeniowe min. 2 porty wejściowe wiązki (do aktywowania) oraz min. 3 wyjściowe wiązki (do aktywowania). Porty powinny być umieszczone w obudowie spektrometru (jako porty podłączeniowe nie są traktowane porty wewnątrz komory pomiarowej; porty podłączeniowe o opcji wejściowej / wyjściowej wiązki liczone są jako 1).

	XVII. Walidacja
	Spektrometr wyposażony w wewnętrzne koło walidacyjne z odpowiednimi filtrami zapewniające całkowicie automatyczne wykonywanie testów OQ/PQ sprawdzających min: stosunek sygnału do szumu, amplitudę sygnału, powtarzalność pomiarową. Po zakończeniu testu raport automatycznie zapisywany jest jako plik PDF.

	XVIII. Wymagane oprogramowanie 
	Program obsługi spektrometru kontrolowany z poziomu komputera lub laptopa, zapewniający min.:
· Menu pomiarowe
· Procedury wstępnej obróbki danych
· Opisywanie pasm
· Porównywanie widm
· Narzędzia interpretacji widm
· Przeszukiwanie bibliotek
· Tworzenie własnych bibliotek
· Analizę ilościową (zgodnie z prawem Lambert’a – Beer’a)
· Analizę całkującą 
· Predefiniowane raporty wydruków wraz z możliwością ich edycji
· Łatwy eksport widm do innych formatów
· Automatyczne procedury testowania spektrometru, 2 poziomy (OQ, PQ)
· Ciągła kontrola statusu spektrometru
· Wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami

	XIX. Zestaw komputerowy
	Zestaw komputerowy klasy PC o parametrach minimalnych: procesor wielordzeniowy, 16 GB RAM, min. 512 GB SSD, karta sieciowa, klawiatura, mysz optyczna, monitor LCD co najmniej 23", kompatybilny z oprogramowaniem system operacyjny

	XX. Dodatkowe informacje
	Przyrząd fabrycznie nowy.

	XXI. Gwarancja
	- 12 miesięcy pełnej gwarancji na całość systemu (aparatury).
- 10 lat gwarancji na ruchome części interferometru. 
- 10 lat gwarancji na przystawkę ATR z kryształem diamentowym.
- 5 lat gwarancji na źródło IR. Źródło łatwo wymienialne, bez konieczności wizyty serwisu.

	XXII. Dostawa i montaż oraz szkolenie
	Wymagana jest dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montaż systemu, jego uruchomienie i zaprezentowanie wszystkich wymaganych komponentów i funkcjonalności. Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi systemu dla 2-3 osób wskazanych przez Zamawiającego trwającego minimum 8 godzin.  


Prezentacja wszystkich wymaganych parametrów i pomiarów będzie podlegać ocenie podczas procedury oceny poprawności dostawy.
Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków/parametrów określonych powyżej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
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